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Beriihrungslose Priifung von diinnen, transparenten Folien

Wellenléngen des Lichts
zunutze gemacht

Die Betacontrol GmbH & Co. KG.
Spezialist fiir die Mess-und Priif-
technik flachbahniger Kunst-
stoffprodukte, bringt mit dem
Indi Spectro Sensor ein neues
Messsystem auf den Markt, das
fiir die Priifung besonders diin-
ner, transparenter Folien und
Materialschichten im Produkt-
onsprozess pradestiniert sein
soll.

Messprinzip

einfallender
Strahl

transparente Schicht

Luft oder Substrat

Grenzfléche teilweise reflektiert,
Durch die Uberlagerung der bei-
den reflektierten Strahlen ergibt
sich ein Interferenzspektrum,
welches wiederum vom Bre-
chungsindex und der Dicke der
durchstrahlten Schicht abhingt.

AufBasis der Messresultate soll
laut Angaben von Betacontrol ein
exaktes Endergehnis méglich sein.
Ein weiterer Systemvorteil ist,

reflektierter
Strahl 1

Strahl 2

- Schichtdicke

Messprinzip des newen Indi Spectro Sensors

Das Prinzip des Sensors beruht
auf dem Vergleich von optischen
Schichtdicken mit den Wellen-
langen des Lichts. Daher kann das
Material berithrungslos und zer-
starungsfrei gepriift und in tra-
versierender Form ein Messer-
gebnis von +/-0,04 pm erzislt
werden. Parallel eignet sich die
Lésung auch fiir den statischen
Einsatz als Laborsystem. Dahei
wird das Material bewegungslos
geprift und der Wert kann auf
+/-0,01 pmnachunten korrigiert
werden. Betm Vergleichsprinzip
von optischen Schichtdicken mit
denWellenldngen des Lichts wird
ein Lichtstrahl auf einer transpa-
renten Flache sowohl auf der
aberen als auch auf der unteren

dass sich wéhrend der Messungen
keine negative Beeinflussung
durch Temperatur bzw. Luftfeuch-
tigkeit ergibt. Aber auch Mess-
ungenauigkeiten wie Materialaus-
dehnungen durch Wirme kénnen
ausgeschlossen werden. Der Indi
Spectro Sensor kompensiert die-
se Abweichungen vollstindig vom
Endwert, da er die finale Dicke
bereits frithzeitig und wirmeun-
abhéngig erfasst. Bei einer Abtast-
rate von 66 Hz und dem Mess-
fleckdurchmesser von circa
0,5 mm kénnten Anwender so
innerhalb kiirzester Zeit genaue
Messwerte erhalten.

www.betacontrol.de
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NEU

BERUHRUNGSLOSE

SPALTMESSUNG
mit gapCONTROL

= = Schnelle und einfache Spait-

messung fiir automatisierte
Prozesse

— = Unterschiedliche Charakteris-

tika messen, bewerien und
bearbeiten

[— = Fiir Spalte, Biindigkeit,

Fugeprozesse, Annaherung,
Héhenversatz uvm.

= Intuitive Konfigurations- und
Auswertesoftware zur Visuali-
sierung und Programmierung

* Voller Funktionsumfang mit
gratis Software zur Simulation
verschiedener Spalitypen
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